OFERTA TECHNOLOGICZNA

Tytul oferty (nazwa):

Badania materialow metodami magnetometrycznymi, spektroskopii moessbauerowskiej
i magnetycznego rezonansu jadrowego

Uczelniany Kierunek badawczy:

V1. Matematyka, fizyka, chemia, geodezja

24. Podstawy i zastosowania fizyki i techniki j'drowej

25. Mechanizmy i kinetyka procesow fizyko-chemicznych w fazach skondensowanych.
26. Rozwdj metod pomiarowych, detektorow i procedur dla analityki

Opis:

Oferowane jest wykonywanie kompleksowych badan nastgpujacych wiasnosci materiatow:

1) przewodnictwa elektrycznego metodami statopradowa i zmiennopradowa,

2) termosity i przewodnictwa cieplnego,

3) pojemnosci cieplnej,

4) podatnosci magnetycznej zmiennopradowe;j,

5) namagnesowania metodami stalopradowa 1 wibrujacej probki,

6) anizotropii magnetycznej metoda torsyjna
a takze wykonywanie pomiarow metoda spektroskopii moessbauerowskiej dla materiatow
zawierajacych zelazo lub inne pierwiastki moessbauerowskie oraz pomiarow metoda
magnetycznego rezonansu jadrowego réznego rodzaju materiatdow magnetycznych.

Zastosowanie:
Charakteryzacja  makroskopowych 1  mikroskopowych  wlasnosci  strukturalnych,

magnetycznych 1 elektronowych materiatow 1 nanomateriatow

Ewentualnie zdj¢cia:

Kontakt (Wydzial, Katedra, Zaklad):

Wydziat Fizyki i Informatyki Stosowanej
Zaktad Fizyki Ciata Statego

Osoba kontaktowa (nazwisko, tel/fax, e-mail):

Prof. dr hab. Czestaw Kapusta
012-617-2554

fax: 012-634-1247
kapusta@agh.edu.pl



Zaawansowanie technologii*:
* badania naukowe
= prototyp
= produkcja probna
= produkcja przemystowa
= eksport
* inne (podac¢ jakie):

Typ technologii*:
" wyrob
*  know-how
= proces, technologia
* ushugi
* oprogramowanie
* inny (podac¢ jaki):

Ochrona prawna*:
* brak
» prawo autorskie
= znak towarowy
= patent krajowy
= patent europejski
= patent Swiatowy
" wzdr uzytkowy
* inna (poda¢ jaka):

Oczekiwany typ wspolpracy/umowy/porozumienia*:
* badania naukowe i 10zwoj
= joint venture
= licencja
* umowa typu know-how
* umowa produkcyjna
* umowa sprzedazy
* inny (podac jaki):

* wlasciwe podkresli¢



